Descricao: Azulejo do século XVIII (1760-1780); Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmentos, uma sec¢ao semi-polida e uma
amostra de chacota moida em deposito no Museu
Nacional do Azulejo em Lisboa.




Indice AzuRel74
- Caracterizacao Morfologica S—

v Imagens macroscopicas
v Imagens de microscopia electronica (SEM)

« Caracterizacao Fisica

v Propriedades hidricas / Porosidade
v Porosimetria de mercurio

 Caracterizagao Quimica/Mineralogica
v Analise por SEM/EDS
v Analise por XRD




LYAVNWEN Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Azulejo com falha de vidrado ao
centro coincidente com uma Chacota bege compacta com poros

inclusdo na chacota. alongados e  circulares;  vazios
alongados e inclusoes.

voltar ao indice




AYALINWE Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 10:1mm x95 BSECOMP 40Pa 20.0kV40.2mmix120.-BSECOMP 40Pa

» Observa-se craquelé.

 Espessura do Vidrado = 572-601 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




VVXNWEY Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorcao de Agua (Chacota)
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Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

voltar ao indice




AV WZY Caracterizagdo Fisica: POROSIMETRIA DE MERCURIO

Curvas de Porosimetria (Chacota)
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Procedimento: baseado na norma ASTM D4404-84.
Equipamento: Porosimetro Quantachrome Autoscan

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

2008y M'D.‘ll;mmr". A Fiﬁﬁ i G: 130 x HV: 200 XV WP 10.4 mm
Combinagao Combinagao
Al_Si_Ca K_Pb_Sn

200 ym

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO

) AzuRe174 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.
voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe174/AzuRe174_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe174/AzuRe174_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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AzuRe174 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe174/AzuRe174_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si P S CI K Ca Ti Fe Sn Pb

295 048 714 4401 - - - 11,39 087 0,28 0,77 653 2558
idradbranco
149 3,31 11,00 30,64 0,37 -- - 167 4236 082 538 - 2097
chacotmo inerface)
1,14 264 885 3045 - 0,38 057 099 4923 099 474 -- -

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo considerando o
teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

AV WZY Caracterizagdo Quimica/Mineralogica: ANALISE POR XRD

CHACOTA
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[1 Cp3.brmi ]
| POF 72-2128 ( Ca1.96 Na.05 ) ( Mg.24 Al.64 Fe.12 ) ( Si1.39 AL.61 O7 ) Gehlenite
| PDF 85-0796 Si O2 Quartz
| PDF 88-0174 Ca ( C 03 ) Calcite, syn
| PDF 10-0288 Ca3 Fe2 +3 ( Si 04 )3 Andradite, syn
| 1_PDF 72-1114 K Al Si3 08 Microcline maximum

IR TR s

- L
10 20 30 40 50 60 70

2Theta (Coupled TwoTheta/Theta) WL=1,54060

Composigao mineralégica semi-quantitativa (% m/m)

Quartzo Gehlenite Calcite Andradite Microclina
Sio, Ca,Al(AISIO;) CaCO, CazFey(SiO,); KAISi;O4
20,58 41,80 25,49 7,88 4,26

Equipamento: Difratdmetro de raio-X Bruker AXS-D8 Discover

voltar ao indice




